rn bloler ZEISS Axioscope
Materyal Laboratuvarlarindaki Arastirma ve Rutin Calisma Mikroskobunuz
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Hem Arastirma hem de Rutin Calisma incelemelerinde kullanima

Axioscope dik 15k mikroskobu, materyal laboratuvarlarinin en yaygin optik gorun-
tuleme ihtiyaclarini karsilamak icin 6zel olarak tasarlandi. Kodlanmis ve otomas-
yon Ozelliklerine sahip olmasi onu 6zellikle veri kalitesine ve yeniden Uretebilmeye
yonelik yuksek taleplerin olustugu rutin calismalar icin cok uygun hale getirmek-
tedir. Ancak Axioscope sadece bunlardan ibaret degildir. Materyal bilimi ¢alisma-
larina yonelik gelismis optik mikroskobi icin de uygundur.

Axioscope, sahip oldugu tane buyuklugu, faz ve katman kalinligi belirleme ve
ayrica grafikt partikdllerinin siniflandiriimasi islevleriyle arastirma ve endustri
alaninda metalografi ve materyal bilimi icin eksiksiz bir ¢cozimdur. Numunelerinizi
saglam kontrast teknikleriyle analiz edin. Gelismis isik ydnetimi sayesinde numu-
neleriniz daima ideal sekilde aydinlatilir,

Cok sayida gunluk calismayi yapabilmenizi saglayacak cok yonlulige sahip olan
Axioscope, buyuk bir ihtimalle laboratuvar personelinizin bir numarali cihaz
haline gelecek.

hazir
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Daha kolay. Daha akilci. Daha entegre.

Uygun Maliyetle Yiiksek Performans
Materyal laboratuvarlarindaki gtinlik yasam, hem
rutin calismalar hem de zorlayici detayl inceleme-
ler ile sekillenir. Rutin uygulamalara yonelik mik-
roskoplar ylksek performansl gérintuleme ve ge-
lismis kontrast teknikleri gerektiren islerde
kullanildiginda sinirlarina cok cabuk bir sekilde
ulasirken, yuksek fiyatl arastirma mikroskoplari
ise, cok nadir olarak tamamen faydalanilan genis
bir performans secenekleri yelpazesi sunarlar. Ola-
ganustu kullanilabilirligi ve gelismis otomasyon
Ozellikleri ile Axioscope ise rutin calismalar icin
idealdir. Uygun fiyata sahip olmasina ragmen, ge-
nelde daha gelismis arastirma isik mikroskoplarin-
da bulunan guclu ozellikleri sunar.

Polarizasyon icin Axioscope

Giivenilir Sonuclar

Axioscope, kodlanmis bilesenleri ve gelismis isik
yonetimi ile glvenilir, tekrar elde edilebilir sonug-
lar verir. Motorize Axioscope 7, size inceleme is
akislarini tamamen otomatik hale getirme imkani
sunar. Onceden ayarlanmis parametreler ile tekrar-
layan isler yapin, numune Uzerindeki ilgilendiginiz
alana otomatik olarak gidin veya gelistirilmis alan
derinligi ile gortntuler alin. Axioscope kuguk bun-
yesinde ¢ok fazla glg¢ ve glvenilirlik barindirdigi
icin kisa strede laboratuvarin gdzdesi haline gelir.

ZEISS ZEN 2 core ile ¢ok fazl analiz

Dijital Entegrasyon

ZEISS'i tercih etmenin en buylk sebeplerinden
biri, tim ZEISS mikroskoplarindan alinan verilerin
birbirine baglanmasini saglayan genis kapsamli
bir entegrasyon platformuna sahip olmasidir.
Axioscope'u ZEISS Axiocam kamera portfoyu ve
ZEISS ZEN 2 core gorUntuleme yazilimi ile birlesti-
rin ve Axioscope'u gucli bir dijital dokimantasyon
sistemi haline getirin. Axioscope, cihaz kontrolin-
den goérintu yakalamaya, analize ve dokimantas-
yona ve degerli analiz sonuglarinizi arsiviemeye
kadar tamamen dijital bir is akisi saglar. Ayrica
Axioscope, Shuttle & Find ile korelatif is akislarina

entegre edilebilir.

Baglantili bir laboratuvar ortamindaki Axioscope
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Gelismis inceleme ihtiyaclarindan Odiin Vermeden Rutin Mikroskobi

Taleplerini Karsilayin

ZEISS, 151k mikroskobu ¢ozimleri sunma alanindaki uzmanligi ile Gnludur. Axioscope Urln ailesi, ZEISS materyal
laboratuvari ¢6zimu portfoyd icinde dnemli bir yere sahiptir: Rutin inceleme calismalariniz, kullanilabilirlik,
yeniden Uretebilme ve otomasyon agisindan buyuk bir talep olusturuyorsa ve ayrica materyal analizi ve meta-
lografi icin gelismis optik mikroskopiye de ihtiya¢ duyuyorsaniz Axioscope sizin icin dogru tercihtir. Eksiksiz
bir materyal laboratuvari ¢6zimu olan Axioscope, ekonomik agidan da birinci tercih konumundadir.

ZEISS Primotech ZEISS Axio Lab.A1 ZEISS Axioscope
Materyal ve Jeoloji egitimi icin kompakt manuel mik-  Ergonomik isletim &zellikleri ile materyal Son derece retken materyal arastirma ve rutin calis-
roskop laboratuvart icin manuel rutin ¢alisma malar icin kodlanmis ve motorize mikroskop

mikroskobu

ZEISS Axio Imager
Gelismis materyal arastirmast icin son tek-
noloji mikroskop sistemi
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Anahtar Teslim Bir Metalografi Cozumu

Axioscope, materyal laboratuvarlari icin eksiksiz bir metalografi ¢6zimU sunmak amaciyla birlikte hareket
eden tim Ozellikleri ile yUksek performansla calismaya hazirdir: numune verilerini sayisallastirmaya yonelik en
onemli arayuz olarak kameralar, uygulamaya 6zgu Ozelliklere sahip mercekler ve materyal arastirmasi ve me-
talografi icin 6zel olarak gelistirilmis bir gérinttleme yazilimi.

ZEN 2 core: Entegre Materyal Modiillerine sahip Goriintiileme Yazilimi

ZEN 2 core, otomatik goériintuleme ve analiz islevlerine yonelik bir yonetim merkezidir. ZEN 2 core, tane bU-
yUkltklerini, fazlari ve katman kalinliklarini belirlemeye ve ayrica grafit partikllerini siniflandirmaya yonelik
modulleri ile tek bir kullanicr araylzi araciligiyla tamamen anlamli metalografik uygulamalar sunabilir.

50 pm

ZEISS ZEN 2 core ile dokim demir analizi

ZEISS objektif mercekleri
Uygulamaniza, gérintileme performansiniza veya maliyet kriter-
lerinize en uygun objektifleri secin.

ZEISS Axiocam kameralari

ihtiyaciniz olan ¢6zandrligu, renk dogrulugunu ve isleme hizini
elde etmek icin cesitli mikroskop kameralari arasindan seciminizi
yapin.



Kisaca

Avantajlar
Uygulamalar

Sistem

Teknoloji ve Ayrintilar

Servis

Kullanimi Kolay Giiclii is Akisi Verim Ozellikleri

Ergonomik Kullanim Konsepti

Axioscope, glnluk calismalari olabildigince kon-
forlu ve guvenli hale getirmek icin tasarlanmistir.
Odaklanma surtcusu, tabla strtictsu, 1sik yonetici-
si ve goruntl yakalama gibi dnemli kontroller, her
iki elinizi de hi¢ zorlamadan kullanabilmeniz icin iki
tarafa dizilmistir.

Axioscope 5: Her iki tarafta gérintu almak icin Yakalama digmesi
Axioscope 7: Yaklama dlgmesi (sag) ve tabla kontrol digmesi (sol)

Kolay Goriintii Alma

Yakalama dugmesine basarak dijital gérintu al-
mak kolaydir. Bulundugunuz pozisyonu, blyutme
derecenizi veya kontrasti kaybetmeden goruntuler
almak icin sadece bu ergonomik olarak konumlan-
dirlmis digmeye basmaniz yeterlidir. Bu sayede,
siz numuneyi kesintisiz olarak gorintilemeye de-
vam ederken mikroskop incelemesi tamamen bel-
gelenebilir.

Axioscope kontrolleri

Tiim Tabla Eksenlerinde Milkemmel Kontrol
Axioscope 7 motorize Urin stirimunin yenilikgi
kullanim konsepti, ellerinizi mikroskoptan ¢cekme-
nize veya harici kontrol elemanlarina bel baglama-
niza gerek kalmadan tim tabla hareketi Uzerinde
mutlak kontrole sahip olmanizi saglar. Tek bir tusa
basarak odaklanma struculerini Z ekseni kontroll
ile XY tabla kontroll arasinda degistirebilirsiniz.
XY kontroll etkinlestirildiginde tablay sag odak-
lanma surlcusu ile birlikte X ekseni boyunca, sol
odaklanma surlcUsU ile de Y ekseni boyunca hare-
ket ettirebilirsiniz.
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Kodlanmis Bilesenler Giivenilir ve Yeniden Uretilebilir Sonuclar Saglar

Verilerinize Sonuna Kadar Giivenin
Bu mikroskobun kodlanmis bilesenleri sadece isinizi daha kolay ve rahat hale getirmekle kalmaz, ayrica hatali

olan kullanimi ve inceleme sonuclarinin buna bagl olarak carpitilmasini da énler.

Modern Isik Yonetimi

Sistem objektifler veya kontrast teknikleri Gzerindeki degisiklikleri algilar, ardindan isik yogunlugu ve olgeklen-
dirme gibi buna bagl parametreleri otomatik olarak ayarlar. Bu sayede cok boyutlu rutin is akislarini daha hiz-
I ve kolay sekilde isleyebilirsiniz. Sizin tarafinizdan veya baskalari tarafindan kaydedilmis islem parametrelerini
kullanarak herkes, bireysel kullanici calisma aliskanliklarindan veya tercihlerinden bagimsiz olarak bire bir ayni

is akisini istedigi zaman yeniden Uretebilir ve karsilastirilabilir sonuclara ulasabilir. Isik yéneticisi kontroli

10x (Aydinhk alan) 50x (Aydinhk alan) 50x (Karanlik alan)
— —
100 pm 20 pm
Objektif degistirildikten sonra isik yogunlugunun otomatik ayari Objektif ve kontrastlama teknidi dedistirildikten sonra isik yogunlu-
(sag ust) gunun otomatik ayari (sag Ust)
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Otomasyonu Kolaylastiran Motorizasyon

X, Y ve Z eksenlerinin motorizasyonu

Axioscope Urlin ailesindeki motorize model olan Axioscope 7, calisma isleminizin blyUk bir kismini otomatik
hale getirmenizi saglar. Onceden tanimlanmis parametreler baz alinarak daha ylksek Gretkenlikten ve sonuc-
larin daha iyi karsilastirilabilmesinden faydalanin. X, Y ve Z hareket eksenlerinin tamamen motorizasyonu, ge-

lismis goruntileme icin ¢ok sayida firsat yaratir:

Gelistirilmis Alan Derinligi:
m Farkli odak konumlarindaki (Z kiime) birden fazla gérintlyu otomatik olarak elde edin ve gelistirilmis de-
rinlik alanina sahip bir géruntu olusturmak icin bunlari birlestirin.

Panorama Gorintiileri:
m Sadece birkag tikla daha buylk numune alanlarinin kompozit géruntilerini olusturun.

Tiles & Positions:
m Onceden belirlenmis alanlar otomatik olarak tarayarak birden fazla géris alaninin bire bir, yiksek oranda

¢6zUlmus goéruntulerini kaydedin.

Korelatif Mikroskopi:
m Numuneleri farkli 1sik ve elektron mikroskoplari ile inceleyin. ZEN 2 core'un Shuttle & Find modulinu kulla-
narak ilgi bélgelerini otomatik olarak tespit edin.

Gelistirilmis Alan Derinligi ile gdrintilenmis metal ¢ikintisi

Tiles & Positions: Onceden tanimlanmus bir alana sahip kameranin
genel gérintust (sol);. Onceden tanimlanmis alanin alinmis gé-
rdntusu (sag)
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Baglayin ve Birlestirin

Baglantili Laboratuvar

ZEN 2 core, laboratuvarinizi daha da uretken hale
getirmeye yardim eder. ZEN 2 core, farkli mikros-
koplardan alinan verileri birbirine baglayan is akisi
¢cozUmleri ile daha anlamli bilgiler sunar. Ve sahip
oldugu arsiv ve veri tabani baglanti ¢zellikleri sa-

yesinde, degerli verilerinizi farkli cihazlarda, labo-
ratuvarlarda ve konumlarda saklayabilirsiniz.

Shuttle & Find

Shuttle & Find, malzeme analizi ve endustriyel kali-
te glivencesi icin 6zel olarak tasarlanmis ZEISS ko-
relatif mikroskobi araytzidur.

Shuttle & Find ile yapabilecekleriniz:

m ZEISS 151k ve elektron mikroskop sistemleri
arasinda hi¢ olmadigi kadar hizli numune trans-
feri

Otomatik ilgi bolgeleri tespiti

Verimlilik ve Uretkenlik artisi

En yUksek seviyede ilgili bilgi toplama

Bilgi temelli malzeme kararlari verme

Axioscope (1), ZEISS EVO elektron mikroskobu (2) ve Smartzoom 5 dijital mikroskop (3) ile baglantili laboratuvar ortami. Cok yéntemli bir is aki-
sinda, incelenecek olan numune bir mikroskoptan digerine aktarilir (4). ZEN 2 core (5), bagli olan tum cihazlar, cevrim disi analiz calisma plat-
formlari (6) ve uzaktaki laboratuvarlar (7) arasinda tutarl bir veri alisverisi olmasini saglar.
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ZEISS Axioscope ile calismalardan ornekler: Kontrast Teknikleri

Cok Yonlii Secenekler: Kontrast Teknikleri Yansitilan i1sik:
Materyal mikroskobisi alanindaki 6zel ihtiyaclari karsilayabilmek amaciyla Axioscope'a ¢ok sayida kontrast se- m Aydinlik Alan
cenedi eklenmistir. Yansitilan ve iletilen i1sik teknikleri bakimindan boylesine bir cok yonlilik, bu performans m Karanlk Alan
sinifricin sira dist bir 6zelliktir. m Polarizasyon
m DIC
m C-DIC
m Floresan
iletilen 1s1k:
m Aydinlk Alan
m Polarizasyon
m Karanlk Alan
m DIC
m PlasDIC
m Faz kontrasti
Aydinlik Alan: Farkli fazlarin biydkligind ve seklini tespit etmeye Karanlik Alan: Faz sinirlarinin daha kolay gériinmesini saglayan
ydnelik kontrast yéntemi kontrast yontemi
100 pm
C-DIC (Dairesel Diferansiyel Midahale Kontrasti): yizeyin Polarizasyon Kontrasti: Renkler, farkli fazlara ait kristalografik yo-
kabartmali gésterilmesi ¢izik gibi olusumlari gdsterir nelimle birbirlerine baglanir
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ZEISS Axioscope ile calismalardan ornekler: Metalografi

Dékum Demir Analizi: Blyuklik ve Sekil Dagilimi

Tipik calismalar ve uygulamalar
m Metal materyal mikroyapilarinin gérintilenmesi
ve analizi

Nicel mikroyapi analizi

Uluslararasi standartlara gére degerlendirme

Tane blyUklugu analizi

Cok fazli analiz

ZEISS Axioscope'un bu avantajlarina sahip

olun

m Farkli kontrast yontemlerini kullanarak mikroya-
pisal bilgileri aciga ¢ikarin.

m Aydinlik alan kontrastini kullanarak bir materyal
icindeki ozellikler hakkindaki genel sayi, blyuk-
Ik ve sekil bilgilerine ulasin.

m ArayUzlerin daha net dzelliklerini ortaya ¢ikar-
mak ve tanimlarini daha acik olarak yapmak igin
tane sinirlarini ve partikdl kenarlarini karanhk
alan kontrasti ile genisletin.

m Dairesel Diferansiyel Mudahale Kontrasti (C-DIC)
ile numunenizin yuzeyi 3D bir kabartma seklin-
de gorindur. Cilalama izlerini kolayca tespit ede-
bilirsiniz.

m Kodlanmis bilesenler sayesinde,— tekrar Uretile-
bilir sonuclar saglamak icin daima dogru isik yo-
gunlugu ve o6lceklendirme elde edebilirsiniz.
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ZEISS Axioscope ile calismalardan ornekler: Metalografi

Tane Blydikligu Analizi: Planimetrik Yéntemi

Karsilastirmali Diyagramlar: Tum duvar semalar ile numune karsi-
lastirma

Tane Bly(kligi Analizi: Midahale Yontemi

Dékum Demir Analizi: Grafik partikillerini bélimlendirme

Cok Fazli Mod(l ile Gbzeneklilik Analizi

Tabaka Kalinlhigi Olgima
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ZEISS Axioscope Ailesi

Axioscope Urlin ailesi, rutin ¢alismalar ve gelismis arastirma uygulamalarina yonelik cihaz tlrleri sunmaktadir. Her konfiglrasyon, mikroskobik arastirmalariniza destek

olmak icin gerekli tum kontrast teknikleri ile 6zel uygulamalariniz icin optimize edilmistir. Ergonomik ¢zelliklere gdsterilen ¢zen sayesinde tum kullanicilar rahat ve kolay

kullanim imkanlarindan faydalanirlar.

Axioscope 5

Materyal kesimlerinin, ince bolimlerin ve parcacik
yUzeylerinin analizinde tekrar Uretilebilir ve glveni-
lir sonuglar icin kodlanmis bilesenlere sahip manu-
el mikroskop

ZEISS Axioscope 5

Polarizasyon icin Axioscope 5

Jeoloji, mineraloji ve metalografi alanlarindaki po-
larizasyon mikroskopisine yonelik tipik uygulama-
larda tekrar Uretilebilir ve glvenilir sonuglar igin
kodlanmis bilesenlere sahip manuel mikroskop

Polarizasyon icin ZEISS Axioscope 5

Axioscope 7

Gelismis gorlnttleme imkanlari ve is akisi otomas-
yonu gerektiren materyal mikroskobisi calismalari
icin kodlanmis ve motorize bilesenlere sahip mik-
roskop

ZEISS Axioscope 7
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ZEISS Axioscope Ailesi

ZEISS Axioscope Vario

Axioscope Vario

Axioscope ailesinin en esnek materyal mikroskobu
olan Axioscope Vario, daha sira disi numuneler
icin ideal ¢cozimdur. Axioscope Vario, 380 mm'ye
kadar olan buyuk nesnelere yer veren genisletilmis
numune alani ile yansitilan isik ve floresan uygula-
malari icin tasarlanmistir. Stand sttununun Gstin-
deki krank cihazi, énemli bir kullanim avantaji su-
nar. Bu krank sayesinde kullanicilar, hicbir 6zel
alete ihtiyag duymadan mikroskop govdesinin di-
key konumunu elle strekli olarak ayarlayabilirler.
Metal taban plakas, titresimi daha da azaltarak
tum materyal incelemelerinde yuksek bir stabilite

saglar.
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Mikroskop

m Axioscope 5

m Polarizasyon icin Axioscope 5
m Axioscope 7

m Axioscope Vario

Objektifler

m EC-EPIPLAN

m EC-Epiplan-NEOFLUAR

m EC-Epiplan-APOCHROMAT

Aydinlatma Yazilm

m L[ED10W m ZEN 2 core
m HAL 100 W (Halojen) m Matscope
Kameralar

m Axiocam 105
Axiocam 305
Axiocam 503
Axiocam 506
Axiocam 512



Sisteme Genel Bakis

Kisaca
Camera Adapter T2-C 1" 1.0x [ Camera with SLR bayonet ]
426104-0000-000 ‘
H Camera Adapter T2-C 1" 1.0x,
Av an taJ | ar Axiocam adjustable T2 Adapter
(ZEISS Axiocam Adapter Video 426105-0000-000 for SLR camera
on request) ‘ 60 C 1/3" 0.4x ‘ (on request)

Camera Adapter

Uygulamalar

Reflector slider, 2x encoded, Reflector turret, 4x encoded, Reflector turret, 6x encoded, 60N-C 2/3" 0.5x ‘Camera Adapter T2-T2 DSLR 1.6x
changeable, for P&C modules changeable, for P&C modules changeable, for P&C modules 426112-0000-000 426115-0000-000
424940-9051-000 424940-9061-000 424940-9001-000 Camera Adapter ‘Camera Adapter T2-T2 SLR 2.5x

60N-C 2/3" 0.63x 426116-0000-000
426113-0000-000

Camera Adapter

Sistem ®

l 60N-C 1" 1.0x Adapter 60N-T2 1.0x
426114-0000-000 426103-0000-000
.. ] pl Note: Not usable with Ergotubes and ‘
Teknoloji ve Ayrintilar S AT for analyzer slider 12x46 P e e I TGt
with tube lens 1x ‘ ‘ 425313-9020-000 [
425313-9010-000 Analyzer slider D/A with
(usable only with @& @) lambda plate, rotatable 360°
H the tubes: 428102-0000-000
S e rV | S 425500-0000-000 Analyzer slider D/A,
425501-0000-000 ’—‘ 360° rotatable Module 0.5x
425503-9901-000 I 428103-0000-000 426137-9010-000 Double adapter 60N - 2x 60N 1,0x
425515-0000-000 Tube lens 1.25x Module 1.6x 426141-9902-000 @
in combination with 425303-0000-000 Analyzer slider D/A, fixed Magnification changer 4x, 426137-9020-000
SF 23 eyepieces) Tube lens 1.6x 428101-0000-000 switchable 60N-60N Module 2.5x
425304-0000-000 for module 1x 426137-9030-000 Slider with 100% mirror Camera Adapter
Tube lens 2.5x Analyzer slider D/A with lambda-plate, each rotatable +/-10° 426137-9000-000 Module 4.0x 426141-9011-000 for interface 60
425305-0000-000 453663-9901-000 426137-9040-000 e.g.
Tube lens 4.0x Module 5.0x slider with beam splitter Adapter Video
425307-0000-000 Slider 12x46, with focusing Bertrand lens 426137-9050-000 426141-9021-000 60 C 1/3" 0.4x
for phase contrast and conoscopy 456108-0000-000

I 453671-0000-000

Upper stand part Axioscope 5,
6x H, M27

Binocular Ergophototube
15°/23 (50:50), vertically
adjustable and extendable,
upright image
425520-9050-000

Binocular Ergophototube
5-30°/23 (100:0/0:100),
upright image
425520-9040-000

Binocular Ergophototube 20°/23
(100:0/0:100), reversed image variable,
continuous vertical adjustment 44 mm
425512-0000-000

Binocular Ergophototube 20°/23 MAT
(100:0/0:100), upright image variable,
continuous vertical adjustment 44 mm
425514-0000-000

(not usable with: Multidiscussion equipment
o Intermediate plate for analyzer slider 12x46

Upper stand part Axioscope 7,
HAL 100/HBO, 6x HD, DIC, M27

sample space
extension 60 mm
430030-9111-000

Eyepiece PL 10x/23, GW, foc.

Filter slider A, 14x40 mm, 444036-9000-000 425313-9020-000)

3 positions for filter diameter 25 mm Eyepiece E-PL 10x/23, GW, foc.

423730-9080-000 444235-9901-000 !

Filter slider A, 14x40 mm, Auxiliary microscope, d=30 Eyepiece PL 10x/23,
2 positions for filter diameter 25 mm 444830-9902-000 GW, focusable, Pol

with crossline graticule

428307-9000-000 Pinhole diaphragm, d=30 mm
444038-9000-000

444020-0000-000

Polarizer slider A, 6x30 mm,
90° rotatable @)
427710-9000-000
Filter slider D, 14x40 mm,
|

2 positions for filter diameter 36 mm

423910-9000-000 Binocular tube 30°/23, Binocular phototube Binocular phototube Binocular phototube Binocular phototube Pol
Lower stand part Axioscope 7 Filter diameter 36 mm reversed image 30°23 (50:50), 30°/23 (100:0/0:100), 20°/23 (100:0/0:100), 20°/23 (100:0/0:100),
for LED/HAL 100 illumination (by choice see price list) 425520-9000-000 reversed image reversed image upright image upright image
Binocular tube 30°/23, 425520-9010-000 425520-9020-000 425520-9030-000 425520-9100-000
;g;go;ﬂé) 8-230 TR
1058~ 425520-9090-000 Quartz depolarizer
[ Microscope stand Axioscope 5 | [E— Microscope stand Axioscope 7 | (further filter with diameter 36 mm with tube lens @
Options include: 430035-9330-000 TLERL mot. LED/HAL on request) 428106-9000-000
430035-9091-000 RL, LED/HAL (in combination with
430035-9121-000 TLERL, LED/HAL or: intermediate plate)
430035-9261-000 TL POL, LED/HAL [~ Microscope stand Axioscope Vario — !
430035-9291-000 TLERL POL, LED/HAL 430035-9150-000 RL, LED/HAL ‘



Kisaca

Avantaijlar
Uygulamalar

Sistem

Teknoloji ve Ayrintilar

Servis

Sisteme Genel Bakis

Mounting frame
for two specimen sliders 76x26
432318-9000-000

Specimen holder for reflected light
432302-9000-000

Specimen holder for dual slides 76x26 _
432333-9001-000

Further specimen holders
(see price list 40.04.04)

Attachable object guide Pol, 28x48

453561-9901-000

© ultra condenser Dry darkfield condenser
@ 1.2/1.4 (0.75-1.0) @ 0.8/0.95 (0.6/0.75)

Condenser holder Z
for darkfield

— condenser

445323-0000-000

slit-diaphragm

2 mm for PlasDIC

426715-9000-000

Slit-diaphragm |—¢ Condenser 0.9/1.25 H

4.5 mm for PlasDIC 424225-9001-000

426715-9010-000

‘ —¢ Condenser 0.9 H Pol
424225-9080-000

Modulator H, D 0.65,
Ph 1, 2, 3, PlasDIC

for condenser 0.9/1.25
424225-9010-000

Condenser,
achrom.-aplan. 0.9 H
424225-9060-000
Condenser,
achrom.-aplan.

0.9 H D Ph DIC
424225-9070-000

for Pol stands:
Condenser module DIC 1/0.9 Condenser,

with polarizer achrom.-aplan.
426715-9020-000 0.9 H Pol

Condenser module DIC 11/0.9 424225-9090-000
with polarizer
426715-9030-000

Condenser module DIC 111/0.9
with polarizer
426715-9040-000

Condenser carrier
with vertical adjustment
on both sides
1430720-9002-000

®4

Mechanical stage, 80x60, motorized
432039-9200-000
(only for use with Axioscope 7)

Rotary stage, Pol, 360° with clickstop
432035-9131-000

Mechanical stage 75x50/240° R
with hardcoat anodized surface
coaxial drive 160 mm
432035-9051-000

Mechanical stage 75x50 R
with hardcoat anodized surface
432035-9002-000

Mechanical stage 75x50 L

with hardcoat anodized surface
432035-9012-000

Mechanical stage 75x50 R, for reflected light
with hardcoat anodized surface (without fig.)
453527-9903-000

©®

Stage carrier D/A,
attachable and

> vertically adjustable
430710-9001-000

Stage carrier D/A, attachable and
vertically adjustable, rotary
430710-9011-000

423013-9010-000
Shutter remote control
for HXP 120
000000-0544-644

Lightguide HXP 120 with liquid fill
000000-0482-760

|
lllumination adapter
for light sources with light guide
423302-0000-000

HBO 100 illuminator
with lamp mount
and collector
423010-0000-000
HBO 100 illuminator,
self-adjusting with lamp mount and collector
423011-9901-000

Power supply unit
for HBO 100, 90...250 V,
50...60 Hz, 265 VA
432604-9902-000

Note: The foot plate 000000-2202-526 is required for
the HAL illuminator used for transmitted light.

Note: The HAL 100 illuminator used for reflected light
cannot be used with stand 430035-9061-000.

HAL 100 illuminator
with quartz collector
423000-9901-000

External Power supply
for HAL 100 and LED lamps
432610-9060-000

For fluorescence:
FL EC ACR P&C reflector module
424933-0000-000

Filter set for FL reflector modules
(on request)

For transmitted light
Pol ACR P&C analyzer module
424937-9901-000

Optovar modules
(on request)

For reflected light:
Brightfield ACR P&C reflector module
424928-9901-000

Darkfield ACR P&C reflector module
424922-9901-000

C-DIC/TIC ACR P&C reflector module
424941-9000-000

DIC/Pol ACR P&C reflector module
424939-9000-000

DIC/Pol red | Lambda ACR P&C
reflector module

424938-0000-000

Polarizer ACR P&C reflector module
424923-9901-000

Pol ACR P&C reflector module

for HBO 100

424924-9901-000

Pol P&C Bertrand system module
with analyzer
424941-9040-000

Dust protection set L
434304-0000-000

Adapter
M 27x0.75/
WO0.8H "0"
000000-1095-168

Object marker
forwo.8

objective thread
000000-1105-072

Objectives M27

€

@ % Objectives W 0.8

Refill set for object marker

000000-0428-327

Microscope stand
Axioscope Vario
430035-9150-000
consists o

Upper stand for Axioscope,

HAL 100/HBO, 6x HD DIC M27

15 mm focus lift

stand column for Axioscope Vario,
60 mm

DIC slider C 6x20 for EC EPN 5x-20x/
LD EC EPN 20x-50%/EC EP 5x-100x
000000-1105-192

DIC slider C 6x20 for

EC EPN 50x-100x/LD EC EPN 100x
000000-1105-193

TIC slider 6x20

000000-1105-190

(usable with:

Reflector module C-DIC/TIC ACR P&C
424941-9000-000)

>

Analyzer slider D, fixed 6x20
433605-0000-000

Lambda compensator, 6x20
473704-0000-000

Lambda/4 compensator, 6x20
473714-0000-000

Antiglare screen
452163-0000-000

Focusing gear box for Axioscope Vario,

Stages with drive legth < 140 mm
can be use

Stage carrier, H=140 mm
for Axioscope Vario base plate
451016-9902-000

er D, fixed,
removable
427701-0000-000

Polarizer D, 90° rotary,

removable
427706-0000-000

Polarizer, rotary,
with color filter carrier
427707-0000-000

Polarizer, fixed,
with lambda plate, rotary
445226-0000-000

T

Low-power system

for 2.5x/4x objectives,
for 0.9/1.25 BF condenser
424225-9050-000

T

0

Color filter carrier 3x
for filter d=32 mm

428305-0000-000

T

Circular polarizer D, fixed,
with rotary lambda/4 plate
453623-0000-000

Containing

Slider 6x20 with lambda/4 plate

Circular polarizing equipment D ACR,
with rotary lambda/4 plate
427703-9901-000

Containins

Reflector module lambda/4 plate, ACR



Uriin Boyutlari: Axioscope

Axioscope 5

Axioscope 5 Polarizasyonu

640

Axioscope 7

Axioscope Vario



Kisaca

Avantaijlar

Uygulamalar

Sistem

Teknoloji ve Ayrintilar

Servis

Teknik ozellikler

Boyutlar (uzunluk x genislik x yiikseklik)

Axioscope 5/7 icin mikroskop standi

yaklasik 293,5 mm x 240 mm x 367,5 mm

Axioscope Vario icin mikroskop standi

yaklasik 429 mm x 458,5 mm x 700 mm

Agirhk

Axioscope 5/7 icin mikroskop standi

(stand konfiglrasyonlarina ve aksesuarlara gére degisir)

yaklasik 14 ila 20 kg

Axioscope Vario icin mikroskop standi

yaklasik 32 kg

Ortam kosullar
Nakliyat (ambalaj icinde):

izin verilen ortam sicakligi

=40 ila +70 °C

izin verilen nem orani (yogusmasiz)

maks. 35 °C'de %75

Saklama:

izin verilen ortam sicakligi

+10 ila +40 °C

izin verilen nem orani (yogusmasiz)

maks. 35 °C'de %75

Calistirma:

izin verilen ortam sicakligi

+10 ila +40 °C

izin verilen bagil nem orani (yogusma olmadan)

35 °C'de maks. %75

izin verilen Gst kullanim yiiksekligi siniri

Maksimum 2000 m

Hava basinci

800 hPa ila 1060 hPa

Kirlilik derecesi

2




Kisaca

Avantaijlar

Uygulamalar

Sistem

Teknoloji ve Ayrintilar

Servis

Teknik ozellikler

isletim 6zellikleri

isletim alani Kapali alanlar
Koruma sinifi |
Koruma tipi IP 20

Elektrik emniyeti

DIN EN 61010-1 (IEC 61010-1) standardi ile uyumludur

CSA ve UL yonetmelikleri ile baglantili olarak

Asirt gerilim kategorisi

RFI bastirma

EN 55011 B Sinifi ile uyumlu

Guraltt bagisikhgi

DIN EN 61326/A1 ile uyumlu

Dahili gl kaynagi Unitesi ile Axioscope 5/7 icin sebeke voltaji 100 ila 240 V
Harici glc kaynagi Unitesi ile Axioscope Vario icin sebeke voltaji 100 ila 240 V
Sebeke frekansi 50/60 Hz
Dahili glic kaynagi Unitesi ile Axioscope 5 gug tiketimi 60 VA

Dahili gu¢ kaynagi Unitesi ile Axioscope 7 gUg tiketimi 100 VA
Harici gl¢ kaynagi Unitesi ile Axioscope Vario glg tUketimi 30 VA

HBO 100 W glic kaynadi Unitesi

Uygulama alani kapali alan
Koruma sinifi |

Koruma tipi IP 20

Sebeke voltaji

100 VAC ... 240 VAC

Higbir voltaj ayar gerekmez

Sebeke frekansi

50 ... 60 Hz

HBO 103 calisirken gug tiketimi

155 VA

20



Kisaca

Avantaijlar

Uygulamalar

Sistem

Teknoloji ve Ayrintilar

Servis

Teknik ozellikler

IEC 127 uyumlu sigortalar

iletilen 1sikta LED aydinlatma icin Axioscope 5/7 mikroskop standi:

273,15 A/H, 5x20 mm

iletilen 1sikta HAL 50 aydinlatma icin Axioscope 5/7 mikroskop standi:

2T3,15A/H, 5x 20 mm

HBO 100 W gli¢ kaynagd! Unitesi

2T2,0AMH,5x20mm

12 V DC 100 W harici glg kaynadi Unitesi

2T50AM,5%x20m

Isik kaynaklari

LED aydinlatma iletilen isik/yansitilan isik

GUc tuketimi

maks. 10 W

Isik kaynagi ayari

strekli olarak yaklasik 10 ila 800 mA

Halojen lamba

12 V/50 W

Isik kaynagi ayari

yaklasik 3 ile 12 V arasinda sonsuz olarak degistirilebilir

Halojen lamba

12 V/100 W

Istk kaynag ayari

yaklasik 3 ile 12 V arasinda sonsuz olarak degistirilebilir

Civa buhari kisa ark lambasi

HBO 103 W/2

HBO 103 W/2 igin gug tuketimi

100 W

Axioscope 5/7/Vario

Manuel/motorize tabla odaklamali stand

iri tane striclisi

yaklasik 4 mm/donus

ince tane sirlicist

yaklasik 4 mm/donus; yaklasik 4 um olcek araligi

Kaldirma araligi

yaklasik 25 mm

Yukseklik durdurma

mekanik olarak degisken

istege bagl modulatér diskli kondenser 0,9/1,25 H

aydinlik alan, karanlik alan ve faz kontrasti 1, 2, 3 veya PlasDIC icin

Manuel objektif degisimi

mercek yuvasl ile, 6x H, M27 kodlanmis

Manuel reflektor modull degisimi

reflektor stirglisti 2x kodlanmis, reflektor tareti 4x kodlanmis veya 6x kodlanmis




Servise sonuna kadar glivenebilirsiniz

Kisaca ZEISS mikroskop sisteminiz, en énemli araglariniz arasinda yer aldigindan, onun daima calistirilmaya hazir

olmasi bizim goérevimizdir. Ayrica, mikroskobunuzdan en iyi sekilde yararlanmanizi saglayan bitin istege bagh
Avantajlar secenekleri kullanabilmenize de dikkat ederiz. Genis servis Urunleri yelpazemiz arasindan size uygun olanini
sectikten sonra Ustln kalifiye ZEISS uzmanlarimiz size sonuna kadar, sisteminizi sectikten sonra da destek sag-

Uygulamalar y . o ; i
lar, saglamaya devam eder. Clinkl hedefimiz, isiniz icin size ilham veren o &zel anlari size yasatmaktir.

Sistem
Tamir. Bakim. Optimizasyon.

Teknoloji A tl . e e . .
eknolojive Ayrintriar Mikroskobunuzun 6mriine dmar katin. ZEISS Urin Koruma Servis Sdzlesmesi ile calistirma giderlerinizi bilirsiniz.

Servis Sistem calismama sureleri azalir ve sisteminizin en Ust diizeyde calismasini saglayan servis hizmetlerinden

yararlanirsiniz. Genis secenek ve kontrol dlzeyleri iceren zengin servis seceneklerimiz arasindan secim yapabi-
lirsiniz. Sizinle birlikte, sizin ve mikroskop sisteminiz ve organizasyonunuzun spesifik gereksinimleri icin en

uygun olan servis programini birlikte belirleriz.

istek (izerine sagladigimiz servis hizmetimize de daima glivenebilirsiniz. ZEISS servis ekibimiz, sistem durumu-
nuzu analiz eder ve uzaktan veya sahada calisarak arizalari giderir.

Mikroskop sisteminizi ilerletin

ZEISS mikroskobunuz, gelecege hazir olarak tasarlanmistir: agik araylzler sayesinde sisteminizi istediginiz

sekilde gelistirebilirsiniz. Boylece hem calismalarinizi daha verimli kilabilirsiniz, hem sisteminizin calisma
émrinl uzatmis olursunuz. Ustelik, daima son teknolojik gelismelere de yer vermeyi siirdurebilirsiniz.

ZEISS servis hizmetleriyle, mikroskop sisteminizin optimize edilmis
performansinin keyfini cikarin — bugtin ve ileriki yillarda.

>> WwWw.zeiss.com/microservice

22
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Carl Zeiss Microscopy GmbH

07745 Jena, Almanya

microscopy@zeiss.com

Wwww.zeiss.com/axioscopemat



